Zatacznik Nr 1 do SWZ Znak sprawy: ZP-2401-7/24

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Aktualizacja z dnia 01.08.2024

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:

Tytul postgpowania: Dostawa dyfraktometru monokrystalicznego z podwéjnym zrédlem
promieniowania rentgenowskiego (Mo/Cu)

Znak sprawy: Z7P-2401-7/24

Zamawiajacy: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Tryb udzielenia Tryb negocjacji bez ogloszenia na podstawie art. 208 ust.. | w zw. z art.
zamowienia. 209 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
Gltéwny kod CPV  38530000-9  Aparatura dyfrakcyjna
Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski jest aparaturg przeznaczong do badania struktury
monokrysztatow zwigzkéw chemicznych metodg dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w szerokim
zakresie temperatur. Aparat ten musi umozliwia¢ pomiary zarowno duzych, silnie absorbujacych jak

i malych stabo rozpraszajacych krysztatldéw. Oferowana aparatura musi zawieraé najnowoczesnicjsze
$wiatowe rozwigzania techniczne i spetlnia¢ co najmniej wymagania techniczne zamieszczone ponizej.

Wymagane parametry — opis wymagan:

1. Zrédla promieniowania rentgenowskiego:

a) Dyfraktometr musi by¢ wyposazony w dwa niezalezne wysokowydajne, monochromatyczne,
zrodta promieniowania MoKa i CuKa.

Maksymalne napigcie nie mniejsze niz 50 kV zaréwno dla Cu jak i Mo
e Rozmiar wigzki nie wigkszy niz: Cu - 120 pm, Mo — 110 um
e Rozbieznos¢ wigzki w zakresie: dla Cu 9 — 14 mrad, dal Mo 4 — 5 mrad
e Intensywno$¢ CuKo > 2 x 10'° ph/(s*mm?), MoKa >1 x 10° ph/(s*mm?)
b) Wybor odpowiedniego zrodta musi by¢ catkowicie sterowny z poziomu oprogramowania.
c) Zamawiajacy nie dopuszcza zrodta rentgenowskiego z rotujaca anoda.
d) Dwa dodatkowe zrodta promieniowania Cu i Mo, ktore zostang dostarczone na zadanie
i zainstalowane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

2. Generator wysokiego:

a) Odpowiedni do zapewnienia wlasciwej pracy oferowanego typu dyfraktometru o parametrach nie
gorszych niz:
e  Wiysokie napigcie: 5 ~ 65 kV
e Prad:0~2.0mA
e Stabilnos¢: +/-0.1% na 8 godzin, po 30-minutowym rozgrzaniu.

3. Uklad goniometryczny:

a) 4-kotowy goniometr o geometrii kappa o parametrach nie gorszych niz:
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e Dokladno$¢ ustawienia wartosci katow na osi 0,02°.
o Kappa: Zakres katowy nie mniejszy niz +/- 179°, predkos¢ w zakresie 0 - 1100°/min.
e  Phi: Zakres katowy +/- 360°, predkos¢ w zakresie 0 - 3000°/min.

b) Sterowanie goniometru musi odbywac si¢ za pomocg komputera z zainstalowanym odpowiednim
oprogramowaniemsterujgcym dyfraktometrem.

¢) Musi umozliwia¢ detekcjg ustawien kolizyjnych i musi mie¢ wbudowany system blokowania ruchu
goniometru w przypadku kolizji (zabezpieczenia z poziomu oprogramowania).

d) Do uktadu musi by¢ dotaczonych co najmniej 3 gléwki goniometryczne pozwalajagce na prace
w zakresie roznych temperatur z testowym krysztatem zamontowanym na jednej z nich.

4. Detektor:

a) Jednomodulowy / pojedynczy nowoczesny i wysokoczuly detektor zliczajacy fotony o parametrach
nie gorszych niz:
e Maksymalna szybko$¢ zliczania >1 x 10° zliczef/piksel/sek
e  Apertura okna detektora co najmniej 90 cm?
o (Czas martwy odczytu: 0 s
b) Powinien posiada¢ mozliwo$¢ wysoce wydajnej rejestracji promieniowania rozproszonego dla obu
zrodet zarowno MoKa jak i CuKa.
¢) Musi umozliwia¢ doktadne i szybkie pomiary wszystkich refleksow o mozliwie szerokim zakresie
intensywnosci tzn. minimalna gigbia odczytu detektora powinna by¢ powyzej 30 bitéw na piksel.

5. Mikroskop z kamerg wideo i wySwietlaczem:

a) Zintegrowany z oprogramowaniem sterujgcym mikroskop z kamerg wideo i wyswietlaczem
umozliwiajagcym zarowno ustawienie krysztalow w centrum geometrycznym goniometru jak
1 rejestracje obrazu krysztatu na filmie w celu wprowadzenia analitycznej poprawki na absorpcjg.

6. Uklad chlodzenia:

a) Aparat musi by¢ wyposazony w nowoczesny, wydajny i cichy uktad chlodzenia odpowiedni dla
zapewnienia wlasciwej pracy calego oferowanego ukladu pomiarowego.

b) Musi umozliwia¢ prace w warunkach ciaglej eksploatacji.

¢) W przypadku wykorzystania wody do chtodzenia powinien posiada¢ zamkniety obieg wody
chtodzacej (nie wymagajacy ciaglego podiaczenia do miejsca poboru wody i tym samym nie
powodujacy nadmiernego zuzycia wody).

7. Przystawka niskotemperaturowa:

a) Dostosowana do pracy z oferowang aparaturg i utrzymujgca stabilng temperatur¢ krysztalu
W czasie pomiaru.

b) Pracujgca z wykorzystaniem ciektego azotu.

c) Zapewniajaca mozliwo$¢ pracy w temperaturach od 80 do 400 K, ze stabilnoscig 0.1 K.

d) W pei kontrolowana i sterowana oprogramowaniem przez odpowiednie urzadzenie kontrolujace.

e) Zawierajaca niezb¢dne wyposazenie do prawidlowej pracy (w tym pompe, zbiornik Dewara 60L
z automatycznym modutem uzupeliania, odpowiednie przewody do transferu ciektego azotu,
suszarke liniowg).

f) Minimalny okres gwarancji: 24 miesigce od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

8. Sprzet komputerowy i oprogramowanie:
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a)

b)

d)

2

Aparat musi posiada¢ dwa odpowiednie zestawy komputerowe majace parametry nie gorsze niz:
Windows 10, procesor Intel, pamig¢ RAM (> 16 GB), przestrzen dyskowa o duzej pojemnosci
(> 2TB), porty USB minimum 3, wysokiej jakosci ptaski monitor co najmniej 27" (drugi zestaw
komputerowy bedzie przeznaczony do przetwarzania i archiwizacji danych).
Wyposazony w specjalistyczne, nowoczesne, licencjonowane oprogramowanie w pehni
kontrolujgce prace dyfraktometru oraz umozliwiajgce rownoczesne pomiar, obliczenia i analizg
danych oraz faczno$¢ sieciowa.
Zawierajacy co najmniej jeden zasilacz awaryjny UPS pozwalajagcy na bezpieczne
zamknigcie/hibernacje komputera sterujacego dyfraktometrem.
Oprogramowanie musi umozliwia¢:
e sterowanie goniometrem (z uwzglednieniem zabezpieczen antykolizyjnych), generatorem
oraz mikroskopem z kamerg wideo,
e planowanie strategii pomiarowej ora ustawianie odlegtosci migdzy detektorem a krysztatem,
e wybor odpowiedniego zrodta promieniowania,
e automatyczne zbieranie danych oraz wyznaczanie komoérki elementarnej,
e rejestracje obrazu krysztatu w postaci filmu z kamery video i indeksowanie $cian krysztatu
w celu wprowadzenia poprawki na adsorpcjg.
Wymagana jest licencja na oprogramowanie sterujgce oraz oprogramowanie do analizy danych z
mozliwos$cig instalowania na co najmniej dwoch stanowiskach komputerowych.
Laptop do obliczen strukturalnych o parametrach nie gorszych niz:
procesor i7 min. 13 generacja lub odpowiednik AMD (np Ryzen 7), min. 32 GB RAM, dysk SSD
M.2 PCle 1TB, karta graficzna min. RTX 4060 lub odpowiednik AMD (np. Radeon RX 7600),
nie ci¢zszy niz 3kg, kamera, gniazdo RJ-45 (LAN), min. 1x HDMI, min. 2x usb 3.0, min. 1 x usb-
¢, system operacyjny Windows 10 lub 11
Sieciowe dyski zewngtrzne nie zb¢dne w zwiazku z rozbudowa infrastruktury macierzy RAID
o parametrach nie gorszych niz:
e 2 dyski twarde HDD 3.5” 4TB Western Digital Red Plus WD40EFPX (4000GB Serial ATA
111, bufor 256MB)
e 2 dyski twarde HDD 3.5" 10TB Seagate [ronWolf Pro ST10000NTO001 (10000GB Serial
ATA 111, bufor 256MB)

9. Mikroskop polaryzacyjny:

a)

b)

c)
d)

e)

Ulatwiajacy selekcje, przygotowanie i montaz probek monokrystalicznych w  $Swietle
przechodzacym i odbitym, jak i w $wietle spolaryzowanym o parametrach nie gorszych niz:

e Skok ogniskowania 25 mm

e Drobny skok na obrét 100 um, minimalna podziatka 1 pm

e Tubus obserwacyjny — odwrocony: trojokularowy

Musi by¢ wyposazony w kolorowa kamere cyfrowa z odpowiednim oprogramowaniem do analizy
obrazu, + 32” monitor

Musi posiada¢ regulowang zmiang powickszenia w zakresie od 5x do 100x.

Musi umozliwia¢ pomiar wielkosci ogladanych krysztatow

Minimalny okres gwarancji: 24 miesigce od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru

10. Przystawka do dyfrakcji proszkowej

a)
b)

c)

Pelny dostep do wszystkich dotkéw na probki, poziomo i pionowo.
Dodatkowy system wideo umozliwiajacy ogladanie krysztalow.
Oprogramowanie dedykowane do pomiaréw proszkowych
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11. Inne wymagania:

12.

13.

14.

a)
b)

c)

d)

Aparatura musi by¢ zasilana pradem przemiennym (AC) 230V/50-60 Hz.

Krysztat testowy Ylidu.

Automatyczna gtéwka goniometryczna o parametrach nie gorszych niz: predkosc zakresie 0.2 —

3 mm/s, zakresy translacji X,Y, Z: od +/- 1 mm do +/- 3 mm, centrowanie optyczne.

Adaptacja, dostosowanie pomieszczenia do wymagan S$rodowiskowych wymaganych przez

producenta do bezpiecznej instalacji oferowanego urzadzenia:

e  Wyrdéwnanie poziomu podtogi i potozenie plytek

e Wymiana o$cieznicy, drzwi, gruntowne od$wiezenie $cian, wymiana o$wietlenia i
zamontowanie gniazdek elektrycznych

e Dostosowanie temperatury otoczenia w tym montaz dwoch klimatyzatorow klasy A+++
o wydajnosci cieplnej dostosowanej do kubatury pomieszczenia i do pracy ciaglej, oraz zaluzji
zaciemniajacej

e FErgonomia i komfort stanowiska pracy dostosowany do aktualnie obowiazujacych przepisow
BHP.

Wraz z dyfraktometrem muszg by¢ dostarczone akcesoria do wybierania i montazu krysztatow

(wlaczajac zestaw mikronarzedzi do pracy z materialem krystalicznym) tzw. cryoloops do

umieszczania krysztalow w 5 roznych rozmiarach: od 0.05 do 0.5 mm w ilo$ci co najmniej

25 sztuk, olej ulatwiajgcy montowanie krysztatu na cryoloop.

Termin, warunki dostawy oraz wymagane szkolenie

a)

Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamowienia, w tym instalacji, uruchomienia,
testowania i przeszkolenia personelu Zamawiajacego jest nie pozniej niz do 6 grudnia 2024 r.

Gwarancja:

a)
b)

Minimalny okres gwarancji: 12 miesi¢cy od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

W ramach gwarancji Wykonawca pokryje koszty napraw urzadzenia, jego wyposazenia
i oprogramowania, a takze pokryje koszty wymiany uszkodzonych elementow, koszty transportu,
ubezpieczenia, koszty robocizny oraz ewentualne koszty podrozy i pobytu specjalistow w Polsce.

Serwis:

a)
b)

c)

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 3 dni robocze od zgloszenia.
Maksymalny czas naprawy: 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia.

Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oraz
zapewni dostep do czg¢éci zamiennych do dostarczonego urzadzenia przez minimum 10 lat po
okresie gwarancyjnym.

UWAGA:

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazane zostaly znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, Zrodlo lub szczegdlnych proces, normy, i.tp., charakteryzujace okreslone produkty lub
ushugi, oznacza to, ze Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamo6wienia za pomocg dostatecznie
dokladnych okreslen i jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zrédlo lub szczegdélny proces,
normy, i.tp., nalezy odczytywaé z wyrazami ,,Jub rownowazne”.
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